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DYM410 

Digitaalinen yleismittari 
 
▪ 3 ½ numeron näyttö, 3999 steps  
▪ Perustarkkuus ±0.5 % + 2 digit 
▪ Dioditesti 
▪ Jatkuvuustesti 
▪ Näytön pitotoiminto 
▪ Suhteelliset mittaukset 
▪ Käyttöjakson (%) mittaukset 
▪ Lämpötilamittaus K-tyyppi Thermocouple 
▪ Näytön taustavalo 
▪ Varustettu teholähteellä, ei paristonvaihtoa  
▪ Sulake etupaneelissa 
▪ Vakiovarusteet: käyttöohje, mittajohtimet,  
▪ Saatavana myös irtolaitteena 
▪ Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm 

 
 

 Alueet Paras erottelukyky Paras tarkkuus, ± (a % lukemasta + b numeroa) 
DC-jännite 100 µV - 1000 V 0.001 mV 0.5 % + 2 
AC-jännite 100 µV - 1000 V 0.001 mV 1 % + 5 
DC-virta 10 µA - 10 A  0.01 µA 0.8 % + 2 
AC-virta 10 µA - 10 A  0.01 µA 1 % + 5 
Resistanssi 100 mΩ - 40 MΩ  0.01 Ω 0.8 % + 2 
Kapasitanssi 1 pF - 200 µF     0.001 nF 0.5 % + 3 
Taajuus 1 Hz - 500 kHz  0.001 Hz 0.2 % + 2 
Lämpötila 0… +1300 °C 1 °C 2 % + 3 

 

 

 

FLUKE115 

Digitaalinen yleismittari 
 

▪ AC/DC -jännite mittaukset max 600V 
▪ Suurikokoinen näyttö valkoisella LED-taustavalolla 
▪ True-RMS epälineaaristen kuormien tarkkaan mittaamiseen 
▪ AC/DC-virrat: Mittaa 20 A (30 sekunnin hetkellinen arvo, 10 A 

jatkuva) 
▪ Resistanssi, jatkuvuus, taajuus ja kapasitanssi 
▪ Min/Max/Avg -tallennus. 
▪ Varustettu teholähteellä, ei paristonvaihtoa  
▪ Sulake etupaneelissa  
▪ Vakiovarusteet: käyttöohje, mittajohtimet 
▪ Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm 

 
 Alueet Paras erottelukyky Paras tarkkuus 
    
DC-jännite 600 V 1 mV ±0.5 % + 2 
AC-jännite  600 V  1 mV ±1.0 % + 3 
DC-virta  10 A 1 mA ±1.0 % + 3 
AC-virta 10 A 0.01 A ±1.5 % + 3 
Resistanssi 40 MΩ 0.1 Ω ±0.9 % + 1 
Kapasitanssi 10000 µF 1 nF ±1.9 % + 2 
Taajuus 50 kHz 0.01 Hz ±0.1 % + 2 
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FLUKE175, FLUKE177, FLUKE179 

Digitaalinen yleismittari 
 

▪ 3 ¾ numeron näyttö, suurin lukema 6000  
▪ Digitaalinen näyttö analogisella pylväällä, taustavalo 
▪ True-rms jännite ja -virtamittaukset  
▪ Taajuus-, kapasitanssi- ja resistanssimittaukset  
▪ Jatkuvuusmittaus ja dioditesti merkkiäänellä  
▪ Automaattinen / manuaalinen alueenvalinta  
▪ Näytön pito ja automaattinen pito  
▪ Max / min / keskiarvo tallennus max / min -hälytyksellä  
▪ Smoothing-toiminto mahdollistaa nopeasti muuttuvien  

tulojen suodatuksen  
▪ Varustettu teholähteellä, ei paristonvaihtoa  
▪ Sulake etupaneelissa  
▪ Vakiovarusteet: käyttöohje, mittajohtimet,  

80 BK lämpötilamittapää (FLUKE179) 
▪ Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm 
 
 

 Alueet Paras erottelukyky Paras tarkkuus 
   FLUKE175 FLUKE177 FLUKE179 
DC-jännite 600 mV...1000 V 0.1 mV ±0.15 % + 2 ±0.09 % + 2 ±0.09 % + 2 
AC-jännite  600 mV…1000 V  0.1 mV ±1.0 % + 3 ±1.0 % + 3 ±1.0 % + 3 
DC-virta  60 mA...10 A 0.01 mA ±1.0 % + 3 ±1.0 % + 3 ±1.0 % + 3 
AC-virta 60 mA...10 A 0.01 mA ±1.5 % + 3 ±1.5 % + 3 ±1.5 % + 3 
Resistanssi 600 Ω...50 MΩ 0.1 Ω ±0.9 % + 1 ±0.9 % + 1 ±0.9 % + 1 
Kapasitanssi 1000 nF...9999 µF 1 nF ±1.2 % + 2 ±1.2 % + 2 ±1.2 % + 2 
Taajuus 100 Hz...100 kHz 0.01 Hz ±0.1 % + 1 ±0.1 % + 1 ±0.1 % + 1 
Lämpötila  40 °C...+400 °C 0.1 °C   ±1.0 % 10  

 

Huom! Fluke17xx-sarja ei ole yhteensopiva HELP3 ja HELP6 -työpistemallien kanssa 
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DYM1908PP 

Digitaalinen yleismittari 
 
▪ 5.5 numeron kaksoisnäyttö, graafiset toiminnot 
▪ 2 tai 4 johdinmittaukset  
▪ Taajuus-, kapasitanssi- ja lämpötilamittaukset, desibelit (dB ja dBm) 

vaihtelevalla referenssi-impedanssilla ja audiotehon 
mittaustoiminnolla 

▪ Laaja valikoima matemaattisia ja tiedonkeruutoimintoja 
▪ USB muistiportti 
▪ True RMS AC:n, taajuuden, kapasitanssin ja lämpötilan mittaus. 

Mukana dataloggaustoiminto 
▪ Mukana toimitetaan etäohjaus- ja tiedonkeruuohjelmisto 
▪ USB, RS232 ja LAN (LXI) liitännät, GPIB optiona 
▪ Mitat: Kokomoduuli, 250(L) x 200(K) mm 
 

 Alue Erottelukyky Tarkkuus, *(%)  
DC-jännite 100 mV…1000 V  1 µV 0.02+3  
AC-jännite 100 mV…750 V  1 µF   0.2+200  
DC-virta 10mA…10 A  100 nA 0.05+5  
AC-virta 10 mA…10 A 100 nA 0.5+20  
Resistanssi (2x4-johdin) 100 Ω…10 MΩ  10 mΩ 0.05+8  
Taajuus 100 Hz…100 kHz 0.01 Hz  0.01+1  
Kapasitanssi 10 nF…100 µF 10 pF 2+5  
Lämpötila -50 °C...+400 °C 0.1 °C 0.05 ± 0.5 °C 

 
Jatkuvuus- ja dioditesti 
▪ Jatkuvuus:   100 Ω alue valittu; impedanssilla <10Ω kuuluu äänimerkki. 
▪ Dioditesti:   Testivirta noin 1 mA; näyttää jännitteet 1,2V asti. 
▪ Max.   O/C jännite: 3,5V 
▪ Suurin tulo:   1000 V DC tai AC rms, kaikilla alueilla. 
▪ Digitaaliset kaukoliitännät ovat saatavilla RS232:n, LAN:n, USB:n ja GPIB:n kautta 
▪ RS232:   Vakio 9-nastainen D-liitin. Siirtonopeus 9600. 
▪ USB:   Vakio USB 2.0 -laitteistoliitäntä. Isäntäkäyttöinen. 
▪ LAN:  Ethernet 100/10 base-T -laitteistoliitäntä. 
▪ LXI-yhteensopivuus:  1.4 LXI Core 2011. 
▪ GPIB (valinnainen):  Yhteensopiva standardien IEEE488.1 ja IEEE488.2 kanssa. 
▪ Etäkomennot 
▪ Käsittelyaika:  Tyypillisesti <100 ms. 

 
Ohjelmisto 
▪ IVI-ohjain:   Mukana toimitetaan IVI-driver Windowsille. 
▪ LV/CVI-ajuri:   Täysi asennus CVI- ja LabVIEW-laiteajureille. 
▪ USB-ohjain:   Mukana toimitetaan asennustiedosto, joka toimii Windowsissa 
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LCR55A 

LCR-mittari/komponenttitesteri 
 
Testaa myös transistorit, diodit ja mikroaaltodiodit 
 
▪ 3 1/2 digit LCD, max lukema 1999  
▪ Näytteenottotaajuus 2,5/sec. 
▪ Näytön pitotoiminto 
▪ Nollapisteen säätö vastusmittauksessa 
▪ Vakiovarusteet: TL36A, testijohdot, 1 pari hauenleukaliitin, käyttöohje 
▪ Mitat: ½ -moduuli, 125(L) x 200(K) mm 

 
 
 
 
 

 Alueet Paras tarkkuus, ± (a % lukemasta + b numeroa) 
Resistanssi  20 Ω  1.2 % rdg (zero säätö) 
 200 Ω 0.5 % rdg + 3 
 2 kΩ…2 MΩ 0.5 % rdg + 1  
 20 MΩ 2.0 % rdg + 2 
   Erottelukyky 10 mΩ…20 Ω alueesta 
   Avoin piirijännite 20 Ω alue: 6.5 V DC 
 200 Ω alue: 3.0 V DC 
 Muut alueet: 1.2 V DC 
Jatkuvuus  
   Äänimerkki 2 kΩ alue: Ääni R < 30 Ω 

 Vasteaika n. 800 ms 
Dioditestaus  
   Testivirta n. 1 mA  
   Testijännite 3.0 V DC  ± (1.5 % rdg + 1 dgt) 
   Näyttö Kynnysjännite 
Mikroaalto dioditestaus  
   Testivirta n. 0.6 mA 
   Testijännite 7.0 V DC tyypillinen 3.0 % rdg + 1 
   Näyttö Kynnysjännite  
Kapasitanssi 200 pF…200 nF 1.0 % rdg + 1  
 2 μF…200 μF 2.0 % rdg + 1 
 200 μF < 1000 μF 3.0 % rdg + 3 
 1000 μF > 2000 μF 5.0 % rdg + 5 
   Testitaajuus 200 pF to 2 μF: 1000 Hz 
 20 μF…200 μF: 100 Hz 
 2000 μF: 10 Hz 
   Lämpötilakerroin < 0.5 μF: 0.1%/°C 
 0.5 μF: 0.2%/°C 
Induktanssi 200 μH  5.0 % rdg + 30 
 2…200 mH  3.0 % rdg + 20 
 2 mH…200 H 5.0 % rdg + 20 
   Testitaajuus 200 μH… 2 H, 1000 Hz alueella 
 20…200 H, 100 Hz alueella 
  Lämpötilakerroin < 0.5 H: 0.2%/°C 
 > 0.5 H: 0.5%/°C 
Transistoritesti   
   hFE alue 0…1000 
   hFE perusvirta n. 3 μA  
   hFE jännite C - E n. 3.0 V DC  
   Iceo alue, vuotovirta  10 nA...20 μA 
Ylivirtasuojaus  
   Resistanssi 350 V DC tai AC RMS 
   Kapasitanssi 0.1 A/250 V nopea sulake  
   Jatkuvuus 350 V DC tai AC RMS 
   Dioditesti 350 V DC tai AC RMS 
   Mikroaalto dioditesti 350 V DC tai AC RMS 
   Induktanssi 0.1 A/250 V nopea sulake  


